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J I M A 2012  GUIDE 原稿
原稿締切　8月31日（金）


総合検査機器展（JIMA2012）
　　　　　　　　　「ガイド（GUIDE）」原稿用紙①　　※1小間につき1枚
＜掲載無料＞
※2小間以上の出展社（2枚以上使用）はこの用紙をコピーしてお使い下さい。小間数分無料です。
出展者名：（和）

　　　　 （英）

所在地：〒


Tel：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fax：

担当部署：


ホームページ：http:// 

Ｅ-mail：
【出展製品名】

【紹介原稿】［200字以内］
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


◆必ず製品写真１枚（データ）を送付して下さい。◆
	原稿送付先：（株）シー・エヌ・ティ　　担当：山下

	〒101-0041　東京都千代田区神田須田町1-24-3

　　　　　　　　　FORECAST神田須田町4F

	TEL：03-5297-8855　　FAX：03-5294-0909

	E-mail：jima2012@cnt-inc.co.jp


原稿作成者

氏名　　　　　　　　（出展小間数：　　小間）
所属

Tel：

Fax：

E-mail：

総合検査機器展（JIMA2012）

ガイド（GUIDE）」原稿用紙②　
＜掲載無料＞
※小間数に関係なく1社で1枚ご提出下さい。
出展者名：


出展分類①（用途）

［複数回答可］※貴社の取り扱い製品・サービスにおいて扱っている用途にチェックをしてください。
· 寸法測定　□長さ　□厚さ　□幅

· 材料評価　□判別　□導電率　□異材　□硬度　□焼入れ深さ　□溶接不良　□接着不良　□弾性率測定

· 探傷　　　□割れ　□ラミネーション　□コロージョン　□ボイド　□巣　□異物検出　

　　　　　□インクルージョン検出
· その他　　□残留応力　□食品検査　□電子部品検査　□コンクリート検査　□その他
出展分類②（検査手法）
［複数回答可］※貴社の取り扱い製品・サービスにおいて扱っている検査手法にチェックをしてください。
□X線　□超音波　□渦流　□磁気　□磁粉　□浸透　□歪　□漏えい　

□アコースティックエミッション　□ビジュアル（光学）　□レーザー　□サーモグラフィー　
□レーダー　□マイクロ波　□その他
原稿作成者

氏名

	原稿送付先：（株）シー・エヌ・ティ　　担当：山下

	〒101-0041　東京都千代田区神田須田町1-24-3

FORECAST神田須田町4F

	TEL：03-5297-8855　　FAX：03-5294-0909

	E-mail：jima2012@cnt-inc.co.jp


所属

Tel：

Fax：

E-mail：



